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半导体材料痕量杂质分析用超纯树脂器皿
范围
本文件规定了半导体材料痕量杂质（ng/g级别）分析用超纯树脂器皿产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于PE、PP、PTFE、PFA等超纯树脂器皿。

规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2410  透明塑料透光率和雾度的测定
GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6672  塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法

GB/T 25915.1-2010  洁净室及相关受控环境 第1部分：空气洁净度等级

GB/T 8170 数值俢约规则与极限数值的表示和判定

要求
外观

半导体材料痕量杂质分析用超纯树脂器皿，应无可见的孔洞、纹理、斑点、异物等任何影响使用的痕迹。
容积和尺寸
容积偏差

器皿的尺寸偏差应不大于±3%。

厚度偏差

器皿的厚度偏差应不大于标称值的±1%。
溶出性杂质含量

 溶出性杂质元素
超纯树脂器皿（B、Na、Mg、Al、P、K、Ca、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、As、Pb、Co、Mo、Ag、Ti、W、Ga、In、Sb）的溶出性杂质元素量应符合表1的要求。

微粒子释放量
表1 溶出性杂质含量
	项目
	技术指标要求

	
	Ⅰ级
	Ⅱ级

	杂质元素含量（单元素，ng/cm2）
	≤2
	≤10

	微粒子允许量（个/cm2，0.5μm）
	≤5
	≤50


试验方法
外观
目测。

容积
按GB/T 6672规定进行测定。
容积
按GB/T 6672规定进行测定。
溶出性杂质元素的测定
试剂和仪器

硝酸：65~70%，杂质元素含量小于10ng/L

氢氟酸：65~70%，杂质元素含量小于10ng/L
纯水：电阻率不低于18.2MΩcm，杂质元素含量小于10ng/L
3%混酸:将硝酸（4.4.1.1）、氢氟酸（4.4.1.2）和纯水（4.4.1.3）按照2:1:97（V:V）进行混合；

3%硝酸:将硝酸（4.4.1.1）和纯水（4.4.1.3）按照3:97（V:V）进行混合；

ICP-MS：电感耦合等离子体质谱仪。

4.4.2 试样

使用纯水将样品进行冲洗干净后，放置在3%的硝酸中浸泡1周以上，备用。
4.4.3 试验步骤

在洁净度满足GB/T 25915.1-2010 ISO Class4的洁净环境下，往准备好的样品中加入3%混酸（4.4.1.4），装满后，盖好盖子。
将样品放入烘箱或电热板上加热至60℃，持续24h：

使用ICP-MS对器皿中的混酸及新配的混酸进行测定；
结果计算
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式中：

X：溶出性杂质元素含量，ng/cm2；

C：样品中溶液杂质元素含量，ng/mL；

C0：空白溶液杂质元素含量，ng/mL；
V：样品溶液的体积，mL；

S：接触到溶液的样品表面积，cm2。
颗粒释放量测定
试剂和仪器

3%硝酸:将硝酸（4.4.1.1）和纯水（4.4.1.3）按照3:97（V:V）进行混合；

颗粒数测试仪。

4.5.2 试样

使用纯水将样品进行冲洗干净后，放置在3%的硝酸中浸泡1周以上，备用。
4.5.3 试验步骤

在洁净度满足GB/T 25915.1-2010 ISO Class4的洁净环境下，往准备好的样品中加入3%混酸（4.4.1.4），装满后，盖好盖子。
将样品放入烘箱或电热板上加热至60℃，持续24h：

使用颗粒数测试仪对器皿中的混酸及新配的混酸进行测定；
结果计算
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式中：

N：颗粒释放量，个/cm2；

n：样品中溶液颗粒数量，个/mL；

n0：空白溶液颗粒数量，个/mL；
V：样品溶液的体积，mL；

S：接触到溶液的样品表面积，cm2。
检验规则
检查和验收

产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件和订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，若检验结果与本文件或订货单(合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

产品应成批提交验收。每批应由同一条产品生产线、同一原料、同一工艺生产的产品组成。
检验项目     
每批产品应对3.1~3.3中全部项目进行检验。

取样

除非特殊说明，应当遵守国家标准GB/T 2828.1-2012一般检查水平Ⅱ，正常检验一次抽样方案进行采样，或按照供需双方均认可的采样方式进行采样。

对于元素杂质和微粒子含量项目的检测，建议在满足GB/T 25915.1-2010所定义的6级以上洁净区域内进行采样。
检验结果的判定

当所有检验项目符合本文件的要求时，则该样品判定为合格，否则判定为不合格。

当不合格的样品数量小于等于接收限时，则判定批合格，当不合格数多于接收限时，则判定批不合格。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书
包装袋上的标志应牢固、清晰，至少包括以下内容：

a) 产品名称
b) 质量规格等级

c) 厚度、宽度及长度

d) 生产日期

e) 厂家名称

包装

本产品应采用内部用同材质的PE袋（膜）封装，外部应严实包装，严禁受到外界的污染。

运输

运输时应防止碰撞式接触锐利的物体、轻装轻卸，同时避免日晒雨淋，保证包装完好及包装袋不受污染。

储存

产品贮存在洁净、干燥、通风的库房内，远离热源定置存放。

质量证明书

每批产品应有质量证明书，其上写明：

a）供方名称；

b) 产品名称及规格；

c）产品批号；

d）产品净重及数量；

e）分析检验结果和检验部门的印记；

f）本文件编号；

g）出厂日期。

订货单（或合同）内容
订购本文件所列产品的订货单（或合同）应包含下列内容：

a)产品名称；

b)产品规格及要求；

c)数量；

d)本文件编号；

e)供需双方协商确定的其他要求。
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